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前　　言

　　本标准修改采用ＳＥＭＩＭＦ１３９１０７０４《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》。

本标准与ＳＥＭＩＭＦ１３９１０７０４的主要差异如下：

———本标准在结构上主要依照我国国标编制格式，与ＳＥＭＩＭＦ１３９１０７０４有所不同；

———本标准未引用“偏差”、“关键词”两章内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５５８—１９９７《硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法》。

本标准与原标准相比主要有以下变化：

———对测量的碳原子含量有效范围进行了修改，室温下从硅中代位碳原子含量５×１０１５ａｔ·ｃｍ－３

（０．１ｐｐｍａ）到碳原子的最大溶解度，７７Ｋ时检测下限为５×１０
１４ａｔ·ｃｍ－３（０．０１ｐｐｍａ）；

———补充了“术语”、“干扰因素”“报告”三章；

———在“操作步骤”中增加了“仪器检查”内容。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研

究所、峨嵋半导体材料厂。

本标准主要起草人：何秀坤、李静、段曙光、梁洪。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５５８—１９７９、ＧＢ／Ｔ１５５８—１９９７。
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硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

１　范围

本标准规定了硅中代位碳原子含量的红外吸收测量方法。

本标准适用于电阻率高于３Ω·ｃｍ的ｐ型硅片及电阻率高于１Ω·ｃｍ的ｎ型硅片中代位碳原子

含量的测定，对于精密度要求不高的硅片，可以测量电阻率大于０．１Ω·ｃｍ的硅片中代位碳原子含量。

由于碳也可能存在于间隙位置，因而本方法不能测定总碳含量。

本标准也适用于硅多晶中代位碳原子含量的测定，但其晶粒界间区的碳同样不能测定。

本标准测量的碳原子含量的有效范围：室温下从硅中代位碳原子含量５×１０１５ａｔ·ｃｍ－３

（０．１ｐｐｍａ）到碳原子的最大溶解度，７７Ｋ时检测下限为５×１０
１４ａｔ·ｃｍ－３（０．０１ｐｐｍａ）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６１８　硅片厚度和总厚度变化测试方法

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４２６４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

背景光谱　犫犪犮犽犵狉狅狌狀犱狊狆犲犮狋狉狌犿

在红外光谱仪中，无样品存在的情况下使用单光束测量获得的谱线，通常包括氮气，空气等信息。

３．２

基线　犫犪狊犲犾犻狀犲

从测量图谱中碳峰的两侧最小吸光度处作出的一条切线，用来计算吸收系数α，如图１所示。

３．３

基线吸收　犫犪狊犲犾犻狀犲犪犫狊狅狉犫犪狀犮犲

与计算吸收峰高度的碳峰相对应波数处的基线值。

３．４

傅里叶变换红外光谱仪　犉狅狌狉犻犲狉狋狉犪狀狊犳狅狉犿犻狀犳狉犪狉犲犱（犉犜犐犚）狊狆犲犮狋狉狅犿犲狋犲狉

一种通过傅里叶变换将由干涉仪获得的干涉图转换为振幅波数（或波长）光谱图来获取数据的红

外光谱仪。

３．５

半高宽　犳狌犾犾狑犻犱狋犺犪狋犺犪犾犳犿犪狓犻犿狌犿（犉犠犎犕）

半峰高处的吸收带宽度，如图１所示。

３．６

参比光谱　狉犲犳犲狉犲狀犮犲狊狆犲犮狋狉狌犿

参比样品的光谱。对于双光束仪器，参比光谱是直接将参比样品放置于样品光路，让参比光路空着

获得的，对于傅里叶变换红外光谱仪及其他单光束仪器，参比光谱是将参比样品的光谱扣除背景光谱后
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